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LSI評価向け

point 1 point 2 point 3
テストプログラムに
組込むことで、測定
しながらデータを判定

⽬視で⾏ってきた
アナログ特性（波形）
の判定を⾃動化

数千枚といった
⼤量の波形を
短時間でチェック

LSI評価向け波形特性⾃動判定サービスは、AI技術を活⽤したLSI評価サービスです。従来オシロスコープによる波形
チェックは技術者の⽬視判定に頼らざるを得ませんでしたが、当社が開発した波形判定ツール「Waveform meister」
を活⽤することにより、オシロスコープから取得したデータの異常有無をAI技術で判定できるようになります。
Waveform meisterを活⽤したLSI評価向け波形特性⾃動判定サービスは、LSI評価効率向上による開発の短TAT化
と評価作業品質の向上に貢献します。

point 4
同⼀画⾯の
複数波形を

同時に判定可能

波形画像データ判定イメージ

Ｃａｓｅ１  正常or異常を判定

Ｃａｓｅ2  異常をいくつかのケースに判定

波形特性⾃動判定サービス
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波形特性⾃動判定サービスの適⽤例

電源IC 電気特性評価

波形特性⾃動判定サービスを採⽤したLSI評価⼯程の例

Waveform meister利⽤例

スペクトラム波形のチェック 特定波形の検出


